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Akkreditiert als Kalibrierlaboratorium seit: 20.10.1977

Kalibrierungen in den Bereichen

Elektrische Messgroen
Gleichstrom- und NiederfrequenzmessgréoBen Hochfrequenz- und Strahlungsmessgrofen
— Gleichspannung” — HF-Spannung
— Gleichstromstirke” — HF-Leistung”
— AC/DC-Transfer HF-Impedanz (Reflexionsfaktor)™
— Gleichstromwiderstand HF-Dampfung”
— Elektrische Leistung Pulsformige MessgroRen”

— Kapazitat

" auch Vor-Ort-Kalibrierungen
Zeit und Frequenz und mobiles Laboratorium
— Zeitintervall”
— Frequenz’
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15012-01-00 Akkreditierungsstelle

Permanentes Laboratorium

MessgroRe / Messbereich / Messspanne Messbedingungen / kleinste angebbare
Kalibriergegenstand Verfahren ¥ Messunsicherheit Bemerkungen
Gleichspannung 1Vv;1,018V 2-10°%.U U = Messwert
10V 1-10°-U
0V bis 1000 V 3-10°%-U+0,2 v
>1kV bis 10 kv 0,1-107°-U
Gleichstromstarke 1pA bis 10A 10-107°-/ | = Messwert
Gleichstromwiderstand 10 2-10°-R R = Messwert
Widerstinde 10 kQ 2-10°-R
0,1mQ bis <1mQ 50-10°-R
1mQ bis <10 10-10°-R
1Q bis  100kQ 3-10°-R
>100kQ bis 1MQ 5.10°-R
>1MQ bis 10 MQ 30-10°-R
>10 MQ bis 100 MQ 0,1- 107-R
>100 MQ bis 1G6Q 0,2 107-R
>1GQ bis 10 GQ 2-10°-R
Messgerite 0Q bis 200 3-10°-R+20p0Q
>200Q bis 100 kQ 3-10°-R
>100kQ bis 1MQ 5.10°-R
>1MQ bis 10 MQ 30-10°-R
>10 MQ bis 100 MQ 0,1- 107-R
>100 MQ bis 1G6Q 0,5 107-R
>1GQ bis 10 GQ 5.107°-R
Wechselspannung 1mV bis <220V 10Hz bis <20 Hz 0,2-102-U+0,5 uv U = Messwert
und AC/DC-Transfer 20 Hz bis <40 Hz 75-10°-U+0,5 uv
40 Hz bis 20 kHz 35-10°- U+0,5puV
>20kHz bis 50 kHz 70-10°-U+0,5uV
>50 kHz bis 100 kHz 0,1- 10°-U+1 Y%
1mV bis 70V >100 kHz bis 300 kHz 0,2 102U+ 1,5V
1mV bis 22V >300 kHz bis 1 MHz 1,1- 10°-U+4 Y%
220V bis 1000V 10 Hz bis <20 Hz 0,2- 10°-U
20Hz bis  <40Hz 0,1-107-U
40Hz bis  20kHz 41-10°-U
>20kHz bis 50 kHz 0,14-107°-U
>50kHz bis 100 kHz 0,5-107°-U
1mV bis 7V 1MHz bis 2 MHz 0,6-10°-U+2pV N-Konnektor
>2 MHz bis 10 MHz 1,0 107U+ 2,5uv Spannung an 50 Q
>10 MHz bis 20 MHz 1,5 10°-U+4 uv U = Messwert
>20 MHz bis 30 MHz 3,5- 10°-U+8 Y%
0,1V bis 2V >50 MHz bis 100 MHz 4-10°-U N-Konnektor
>100 MHz bis 200 MHz 5.10°-U
>200 MHz bis 300 MHz 7-10°-U U = Messwert
>300 MHz bis 500 MHz 10-10°-U
>500 MHz  bis 1 GHz 15-10°-U
Wechselstromstarke und 1mA bis 10A 10 Hz bis 10 kHz 0,1- 102/ | = Messwert
AC/CD-Transfer

Y Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k= 2.
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 10.08.2015 bis 09.08.2020 Ausstellungsdatum: 10.08.2015 Seite 2 von 8



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15012-01-00

MessgroRe / Messbereich / Messspanne
Kalibriergegenstand

Messbedingungen /
Verfahren

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

kleinste angebbare
Messunsicherheit

Bemerkungen

Kapazitat 1nF 1 kHz 30-10°-C Substitutionsverfahren
fiir GR 1404-Normale
und Baugleiche
C = Messwert

0,1pF bis <1pF 50 Hz bis <100 Hz 0,1-C Direktmessverfahren mit
100 Hz bis <200 Hz 10-10°-C Messbriicke GR 1620
200Hz bis  <1kHz 1-10°.¢ €= Messwert
1kHz bis 10 kHz 0,4-10°-¢C
1pF bis <10pF 50Hz bis <100 Hz 10-10°-C
100 Hz bis  <1kHz 1-10°-¢C
1kHz bis 10 kHz 0,15-107°-C
10pF  bis 100 pF 50Hz bis  <1kHz 0,5-10°-¢C
1kHz bis 10 kHz 0,1-10°.-¢C
100 pF  bis <50nF 50Hz bis 10 kHz 0,1-10°-C
50nF bis 200 nF 50Hz bis 1 kHz 0,1-10%.-¢C
>1kHz bis 10 kHz 04-10°.¢C
200nF  bis <1pF 50Hz bis 1 kHz 0,1-10°-¢C
>1kHz bis 5 kHz 0,5-10°-¢C
>5kHz bis 10 kHz 2.10°-C
1uF  bis  <5pF 50 Hz bis 1 kHz 0,1-10°-¢C
>1kHz bis 2 kHz 04-10°-¢C
>2kHz bis 5 kHz 3.10%.¢C
>5kHz bis 10 kHz 10-10° C
S5uF  bis 10 pF 50 Hz bis 1 kHz 0,2-10°-C
>1kHz bis 2 kHz 0,8-10°-¢C
>2kHz bis 5 kHz 5.10°.C
>5kHz bis 10 kHz 20-107°-C
HF-Leistung 50pW bis 0,5uW O Hz bis 100 MHz 15-102.p P = Messwert
Generatoren und > 100 MHz bis 2 GHz 16-107°-pP koaxial in den 50-Q-
Messgerdte >2 GHz bis 8 GHz 17-10°.p Konnektorsystemen
>8GHz bis 12,4 GHz 18.107°.pP N (bis 18 GHz),
>12,4GHz bis 18 GHz 22-10°.p PC 3,5 (bis 26,5 GHz),
>18 GHz bis 26,5 GHz 23-10°-P PC 2,92 (bis 40 GHz),
>26,5GHz bis 40 GHz 30-10°-P |T| <0,1.
>0,5uW  bis 50 pW OHz bis 100 MHz 7-10°-pP Bei anderen Messbedin-
>100 MHz  bis 2 GHz 9.10°.p gungen erhéht sich die
>2GHz bis 8 GHz 10-103-pP Messunsicherheit.
>8GHz bis 12,4 GHz 12-10°.p
>12,4GHz bis 18 GHz 15-.10°.p
>18 GHz bis 26,5 GHz 16-10°-P
>26,5GHz bis 40 GHz 22-10°-p
>50uW  bis 50 mW OHz bis 100 MHz 5.10°.p
30 MHz; 50 MHz 10°3-p
> 100 MHz  bis 2 GHz 8-10°.p
>2GHz bis 8 GHz 9.10°.p
>8GHz bis 12,4 GHz 10-1072-pP
>12,4GHz bis 26,5 GHz 13.10°-P
>26,5GHz bis 40 GHz 17-107°-pP
>50mW  bis 1W OHz bis 2 GHz 10-107°-pP
>2GHz bis 8 GHz 12-10°.p
>8GHz bis 12,4 GHz 16-10°.pP
>12,4GHz bis 18 GHz 23-10°.p
>18GHz bis 26,5 GHz 25-10°-p

Y Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k= 2.
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 10.08.2015 bis 09.08.2020

Ausstellungsdatum: 10.08.2015
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15012-01-00

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

Messbereich / Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

kleinste angebbare
Messunsicherheit

Bemerkungen

HF-Leistung >1W bis 2000W 0Hz bis 1GHz 25.107.p P = Messwert
Generatoren und >1W bis 100W >1GHz bis 8 GHz 25-107°-P koaxial in den 50-Q-
Messgerite >8GHz bis 12,4 GHz 30-107-p Konnektorsystemen

>12,4GHz bis 18 GHz 40-107°-P N (bis 18 GHz), | 7] <0,1
Bei anderen Messbedin-
gungen erhoht sich die
Messunsicherheit.
HF-Dampfung 0dB bis 20dB OHz bis 12 GHz 0,02 dB
>12 GHz bis 18 GHz 0,03 dB
>18 GHz bis 26,5 GHz 0,04 dB
> 26,5 GHz bis 40 GHz 0,06 dB
>20dB bis 60dB OHz bis 12 GHz 0,001-A A = Messwert in dB
>12 GHz bis 18 GHz 0,001-A+0,01dB
>18GHz bis 26,5 GHz 0,001 - A +0,02 dB koaxial mit den 50-Q-
>26,5GHz bis 40 GHz 0,001 - A +0,04 dB Konnektorsystemen
>60dB  bis 70dB OHz bis  12GHz 0,07 dB PC7 (bis 18 GHz), PC 3,5
>12GHz bis  18GHz 0,08 dB (bis 26,5 GHz), PC 2,92
’ (bis 40 GHz), | "< 0,1.
>18 GHz bis 26,5 GHz 0,15dB
> 26,5 GHz bis 40 GHz 0,20 dB Bei anderen Messbedin-
>70dB bis 80dB OHz bis 4 GHz 0,10dB gungen erhdht sich die
>4 GHz bis 18 GHz 0,15 dB Messunsicherheit.
HF-Impedanz 9kHz bis 6 GHz 0,0035 + 0,004 - | I? |l Betrag komplexer
(Reflexionsfaktor) ) >6GHz bis 12 GHz 0,006 + 0,008 - | |2 Reflexionsfaktor
00 bis 10 >12GHz bis  26,5GHz 0,007 +0,01- | 72 koaxial mit den 50-Q-
>26,5GHz bis 40 GHz 0,012 +0,01- | 2 Konnektorsystemen
N (bis 18 GHz), PC 3,5
(bis 26,5 GHz), PC 2,92
(bis 40 GHz).
) ) ) _u() 180° @=Phasenwinkel.
Phasenwinkel -180° bis +180° 9 kHz bis 40 GHz U(g) =arcsin——- .
|r| n Bei anderen
Messbedingungen
erhoht sich die
Messunsicherheit.
Frequenz
Frequenzmessung 0,1 MHz
1 MHz Messzeit > 120 min 5.107
5 MHz
10 MHz
O1mHz <f< 40GH: Messaeit s § i V1107007 + Urgg? | Urme = Trigger
=T unsicherheit
Frequenzsynthese 1Hz <f< 40 GHz 1-10
Zeitintervall 1ns  <t< 100005 Jins? £ (110710 12 4 Urg 2

Y Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k= 2.
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 10.08.2015 bis 09.08.2020

Ausstellungsdatum: 10.08.2015
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15012-01-00

Mobiles Laboratorium und Vor-Ort-Kalibrierung

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
Gleichspannung 0V bis 500V 10-10°-U+1 uv U = Messwert
>500V bis 1000V 16-10°-U
Gleichstromstarke OA bis 1A 0,1-1072-/+1nA | = Messwert
>1A bis  100A 0,2-10°-/
Gleichstromwiderstand 0Q bis 100 kQ 15-107°- R+ 60 pQ R = Messwert
>100kQ bis  1MQ 20-10°-R+20Q
>1MQ bis 10 MQ 60-10_6-R+0,1 kQ
>10MQ bis 100 MQ 0,6- 10°-R
>100 MQ bis 1GQ 51- 10°-R
Wechselspannung 1mV bis 220V 10 Hz bis <20 Hz 0,4-10°-U+4 uv U = Messwert
Messgerate 20Hz bis 20 kHz 0,2-10°-U+4pv
>20kHz bis 100 kHz 0,5-107- U+10 v
>200V bis 1000V 50Hz bis 1 kHz 0,2-10°-U
1mV bis 0V 100 kHz  bis 1 MHz 2-102-U+5pV Spannung an 50 Q
1mV bis 3,5V >1MHz bis 10 MHz 2,5- 10°-U+6 uv
>10MHz bis 20 MHz 4-10_3-U+6p.V
>20MHz bis 50 MHz 10-107°- U +20 uv
Quellen 1mV bis 100V 10Hz bis 20 kHz 0,5 10°-U+3 uv
>20kHz bis 50 kHz 0,7-10°-U+3pv
>50kHz bis 100 kHz 1,5-10° - U+5puv
1mV bis 0oV >100 kHz  bis 1 MHz 11-10°- U+10pv
>100V bis 1000 V 10Hz bis 20 kHz 0,8- 107U
>20kHz bis  50kHz 1,5-107-U
>50kHz bis 100 kHz 3,2 107U
HF-Spannung 0,5V bis 3V 100 kHz  bis 30 MHz 10-10°-U U = Messwert
0,5V bis 2V 30 MHz  bis 100 MHz 10-10°-U
>100 MHz  bis 500 MHz 20-107.U
>500 MHz  bis 1GHz 30-10°-U
Wechselstromstarke 1mA bis 220 mA 20Hz bis 1 kHz 0,4-107-1 | = Messwert
Messgerate >1kHz bis 5 kHz 0,5-107°-/
>5kHz bis  10kHz 3-10°-1
>220mA  bis 2,2A 20Hz bis 1kHz 0,4-107-1
>1kHz bis 5 kHz 0,8-107°-1
>5kHz bis 10 kHz 7,7-107 1
Stromquellen 1mA bis 120 mA 20Hz bis 45 Hz 3.10°-4 I = Messwert
>45Hz bis  20KkHz 2-107°1
>120 mA  bis 1A 20 Hz bis 45 Hz 3.10°-4
>45Hz  bis 5 kHz 2,5-107 1
>5kHz bis 20 kHz 45-107°]
HF-Leistung 50 pW bis 0,5 uW OHz bis 100 MHz 18107 P P = Messwert
Generatoren und >100 MHz  bis 2 GHz 23.10°.p
Messgerate >2GHz bis 8 GHz 33-10°.pP koaxial mit den 50-Q-
>8GHz bis 18 GHz 40-107-p Konnektorsystemen
>18GHz bis 26,5 GHz 42-10°.p N (bis 18 GHz), PC 3,5
>265GHz bis 40 GHz 55-107°-P (bis 26,5 GHz), PC 2,92
Messgerdate >0,5uW bis 50 pw OHz bis 100 MHz 8-10°-P (bis 40 GHz).
>100 MHz  bis 2 GHz 10-107°-p )

. 5 Bei anderen
>2GHz bis 8 GHz 11-103-P Messbedingungen
>8GHz bis 12,4 GHz 13-10°-p erhéht sich die

>12,4 GHz bis 18 GHz 16-10°-P Messunsicherheit

Y Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k= 2.
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 10.08.2015 bis 09.08.2020 Ausstellungsdatum: 10.08.2015 Seite 5 von 8



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15012-01-00

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
HF-Leistung >0,5uW bis 50 uW >18 GHz bis 26,5 GHz 17-102.p
Messgerate >26,5GHz bis 40 GHz 24-10°-p
Generatoren >0,5uW bis 50 pw OHz bis 100 MHz 9.10°-P
>100 MHz bis 2 GHz 18-10°.pP
>2 GHz bis 8 GHz 31-10°-p
>8GHz bis  26,5GHz 40-107-p
>26,5GHz bis 40 GHz 45.107.p
Messgerate >50uUW bis 50 mW OHz bis 100 MHz 7-10°-p
>100 MHz  bis 2 GHz 9.10°.P
>2GHz bis 12,4 GHz 11-10°.p
>12,4GHz bis 18 GHz 14-10°.p
>18GHz bis 26,5 GHz 15-10°.p
>26,5GHz bis 40 GHz 20-107.p
Generatoren >50uW bis 50 mW OHz bis 100 MHz 6-107°-P
>100 MHz  bis 2 GHz 10-10°.pP
>2GHz bis 12,4 GHz 14-107-p
>12,4GHz bis 18 GHz 17-10°.p
>18GHz bis 26,5 GHz 20-10°-p
>26,5GHz bis 40 GHz 28-107°-p
Generatoren, >50mW bis 1w OHz bis 2 GHz 10-107-p
Messgerate
>2GHz bis 8 GHz 13-10°.pP
>8GHz bis 12,4 GHz 17-10°.p
>12,4GHz bis 18 GHz 25-107-P
18GHz bis 26,5 GHz 40-10°-P
>26,5GHz bis 40 GHz 60-107-P
>1W bis 2000W OHz bis  1GHz 26-107-P
>1W bis 100W >1GHz bis  8GHz 25-107-P
>8GHz bis  18GHz 35-107°-p
HF-Dampfung 0dB bis 20 dB OHz bis 6 GHz 0,02 dB
>6GHz bis 18 GHz 0,03 dB
>18GHz bis 26,5 GHz 0,05 dB
>26,5GHz bis 40 GHz 0,07 dB
>20dB bis  60dB OHz bis 6 GHz 0,001-A A =Messwert in dB
>6GHz bis 18 GHz 0,001 -A+0,01dB
>18GHz bis 26,5 GHz 0,001 - A +0,03 dB koaxial mit den 50-Q-
>26,5GHz bis 40 GHz 0,001 - A +0,05 dB Konnektorsystemen
>60dB bis  70dB OHz bis  6GHz 0,07 dB PC7 (bis 18 GHz), PC
>6GHz bis 18 GHz 0,08 dB 3,5 (bis 26,5 GHz), PC
’ 2,92 (bis 40 GHz),
>18GHz bis 26,5 GHz 0,15 dB Irl<o01.
>26,5GHz bis 40 GHz 0,20 bB Bei anderen
>70dB bis 80dB OHz bis 4 GHz 0,10dB Messbedingungen
>4 GHz bis 18 GHz 0,15 dB erhoht sich die

Messunsicherheit .

Y Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k= 2.
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 10.08.2015 bis 09.08.2020

Ausstellungsdatum: 10.08.2015
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15012-01-00

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / kleinste angebbare
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit Bemerkungen
HF-Impedanz . 2 |l Betrag komplexer
(Reflexionsfaktor) kHz  bis 6 GHz 0,005 +0,008 - |/ Reflexionsfaktor.
0,0 bis 1,0 >6GHz bis 26,5 GHz 0,01+0,01- | ? koaxial mit den 50-Q-
>26,5GHz bis 40 GHz 0,012+0,01- | 71?2 Konnektorsystemen
N (bis 18 GHz), PC 3,5
(bis 26,5 GHz), PC 2,92
(bis 40 GHz).
@=Phasenwinkel
Bei anderen
, . _u(r) 180° bedi
Phasenwinkel -180° bis +180° 9 kHz bis 40 GHz U(¢) = arcsin . Messbedingungen
|r| n erhdht sich die
Messunsicherheit.
Frequenz 0,1 MHz
1 MH _
z Messzeit > 30 min 1-10™
5 MHz
10 MHz
Frequenzsynthese 1Hz bis 40 GHz Messzeit > 5 min 1-107°
Frequenzmessung 0,1 mHz bis 40 GHz Messzeit > 5 min 10 .2 2 Urric = Trigger-
(1-10 7707 +UTRIG unsicherheit
Zeitintervall 1ns <t < 10000s

\/1 ns? +(1-10720 . ) + Urp g2

Y Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k= 2.
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Giiltigkeitsdauer: 10.08.2015 bis 09.08.2020

Ausstellungsdatum: 10.08.2015
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( DAKKS

Deutsche

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-15012-01-00 Akkreditierungsstelle

Messbereich /
Messspanne

kleinste angebbare
Messunsicherheit

Messbedingungen /
Verfahren

MessgroRe /

Kalibriergegenstand Bemerkungen

Pulsformige Messgrofen

Anstiegszeit (50ps)?
200ps bis 1s 1 mV bis 100 Vin 50 Q 20-107 4+ t = Messwert
t
) ) ) 5 (0,3ps) z.B. Burst nach
2ns bis 1s 100 V bis 5 kV in 50 Q 20-10 t+7t EN 61000-4-4.
2
3ns  bis 1s 100V bis 8 kV in 1 kQ 2010 -1 4105081
t
. 100V bis 15 kV, . (2,2ns) z.B. Surge nach
ns  bis 1s mit HV-Tastkopf 201071+ — EN 61000-4-5
) 1 mA bis 5 kA 5, (5nsf
20ns bis 10ps mit Stromwandler 20-10 'Hf
0,7ns bis 500ns 1 Abis 150 A 30-107° ¢ ESD nach

mit ESD-Target

EN 61000-4-2:2009

Pulsdauer

0,5ns bis 10s

Wiederholrate

1ns bis 10s

Burstdauer

5ns bis 10s

Burstperiode

5ns bis 10s

-3
2-10 »t+20ps+6tTRIG

Strric = Trigger-
unsicherheit

Pulsspannung 10mV  bi 500V an 50 Q, U = Messwert
m is
200ps < Ar<ls _3 . At = Pulsdauer
00 20-107 - U, At:20ns bis 1's
. an ) 2.B. Burst nach
10V bis  Skv 2,5ns<Ar<ls EN 61000-4-4
. an 1kQ, 3
10V  bis 8kV 25ns<Ar<ls 30-107 - U, At<20ns
. hochohmig, 2.B. Surge nach
10V bis  15kv 10ns< Ar<ls EN 61000-4-5
Pulsstromstarke 1A  bis 5KkA 20ns < At <10ms 2010731
ESD-Strompuls Stromspitzenwert 40-107-/ | = Messwert
1A bis 150A Strom-Stiitzwerte nach 25.107 ) ﬁz!ﬁnerung mit Target
30 ns und 60 ns EN 61000-4-2:2009
Pulsspektrum nach 0,1 Vs bis 50 uVs 9 kHz bis 150 kHz 25.107-/S
CISPR 16-1-1 3nVs bis 1uVs 150kHz  bis 30 MHz 25-107- 1S IS = Messwert
0,4nVs bis 200 nVs 30MHz  bis  1GHz 27-10°-1S
ModulationsmessgroRen
fMODS 100 kHz 0,002 -m fHF >5 'fMOD
Amplitude, 0o bis 10 100 kHz  <fuopS 500 kHz 0,005 - m
Modulationsgrad m ! ’ 500 kHz < fuopS 3 MHz 0,02-m fue = Trégerfrequenz
3MHz  <fuopS 6 MHz 0,04-m J;MOD = Modulations-
= requenz
. OHz <fuoo< 100 kHz 1,0-107 a
requenz, . 3
b < .
Frequenzhub Af O Hz is 4 MHz 100kHz  <fuop< 200 kHz 2,0 10_3
200 kHz < fmops 1,5 MHz 50-10
10Hz <fuops 100 kHz 1,0-107
Phase ) (4 MHz / 3
7 b < N
Phasenhub A® Orad is Foop) rad 100 kHz  <fuop< 200 kHz 2,0 10_3
200kHz  <fyopS 1,5 MHz 5,0-10

Y Die kleinsten angebbaren Messunsicherheiten sind nach DAkkS-DKD-3 (EA-4/02) festgelegt. Diese sind erweiterte Messunsicherheiten mit
einer Uberdeckungswahrscheinlichkeit von 95 % und haben, sofern nichts anderes angegeben ist, den Erweiterungsfaktor k= 2.
Messunsicherheiten ohne Einheitenangabe sind auf den Messwert bezogene Relativwerte, sofern nichts anderes vermerkt ist.
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I;/%HDE &SCHWARZ

International Service

Ubersicht tiber weitere Kalibriermoglichkeiten
(rickfihrbar, jedoch nicht akkreditiert)

Messgrofe Bereich Bedingungen Messunsicherheit| Bemerkungen
Anzeige- 0dB bis 120 dB 30 MHz oder 50 MHz 0,01dB/10dB bei anderen
linearitat Frequenzen erhdht

sich die Unsicherheit
Digitale FSK, GMSK, QAM Vektorfehler 1,0 bis 3,00102
Modulation )
Phasenfehler 0,5 bis 3,010
Amplitudenfehler 0,5 bis 3,010
Oberwellen 0 dB bis -80dB 1 kHz bis 40 GHz 0,5his1,5dB
Nicht- 0 dB bis -110 dB 1 kHz bis 40 GHz 0,5 bis 1,5 dB
harmonische
Intermodulation 0 dB bis -100 dB 1 kHz bis 40 GHz 0,5bis 1,5dB einschlieBlich
Interceptpunkt
Klirrfaktor, 0 % bis 30 % 1 Hz bis 100 kHz | 2102 vom Messwert
SINAD + 0,001 %
Rauschzahl 3dB bis 20dB 10 MHz bis 18 GHz 0,3dB
Rauschquellen 3dB bis 20dB 10 MHz bis 18 GHz 0,3dB
Bandbreite 1 Hz bis 1 GHz 3dB, 6 dB, 1,00102 Empfénger,
Analysatoren,
Formfaktor Oszilloskope...
Antennenfaktor -20 dB bis 60 dB 9 kHz bis 30 MHz 0,5dB Aktive Stabantenne
1 GHz bis 40 GHz 1,0dB Hornantenne
Transfer- -60 dBQ bis 34 dBQ 1 kHz bis 500 MHz 0,1 bis 2,0 dB current probes,
Impedanz clamps
Kapazitat 1 pF bis 1000 pF 100 Hz bis 100 MHz 0,1 bis 10102
Induktivitat 1nH bis 1H 100 Hz bis 100 MHz 0,1 bis 10102
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Ubersicht tiber weitere Kalibriermoglichkeiten
(rackfuhrbar, jedoch nicht akkreditiert)

Messgrofe Bereich Bedingungen Messunsicherheit| Bemerkungen
Optische 100 yW bis 5 mw 488 nm 2,0002P
Leistung
10 nW  bis 1 mW 850 nm 2,0002[P+ 1 nW
1300 nm
1530 nm
1550 nm
Optische 480 nm bis 600 nm 32 UW bis 10 mW 5,0010¢A Single-Mode-Laser
Wellenlange .
g 600 nm bis 1650 nm| 32 nW bis 10 mW 2,010
Optische 0 db bis 80 dB 630 nm 0,05 db bis 0,1 dB
Dampfung
850 nm
1310 nm
Optisches 600 nm bis 1700 nm 0 dbc bis -60 dBc 0,5dB
Spektrum
Optische 200 m 1300 nm 0,5m
Glasfaserlange
9 500 m 1550 nm

Gern erhalten Sie weitere Informationen:

ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co, KG

International Service
Backup Service TPM Eqiupment & Test Systems
Graf-Zeppelin-Strafl3e 18

D-51147 Koln
Deutschland

Tel. +49 2203 4951380
uwe.scholz@rohde-schwarz.com
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